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Modélisation dédiée aux problemes de réflectométrie pour
la localisation et la caractérisation de défauts de cablage.

Résumé La fiabilité des systémes embarqués est un enjeu essentiel pour les constructeurs. Le faisceau électrique est considéré comme un élément
critique de stireté. Dans ce travail la propagation filaire est simulée a ’aide de la méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD).
L’algorithme génétique (AG) est utilisé pour résoudre le probleme inverse, qui consiste a localiser et caractériser les défauts a partir d’un
réflectogramme. Cette méthode peut aussi étre exploitée pour reconstruire la topologie d’un réseau.
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des lignes simples et des réseaux.
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défauts et localisation. d’un réseau filaire. génétique :
-Taille de la population : 40
-Nombre d’Itérations : 40
-Nombre de parametres : 7
co (L, Ly Ly, Ly, L, Lget L)
-Nombre de bits : 7

Analyse de signaux réfléchis par le réflectogramme et résolution
d’un probleme inverse par Ialgorithmes génétiques.
Localisation, caractérisation (R,L,C et G) des défauts.
Reconstruction de la topologie des réseaux.
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